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ｔｒａｎｓｆｏｒｍｆｏｒａｎａｌｙｓｉｓｏｆｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒｌａｓｅｒｎｏｉｓｅ［Ｊ］．犃犮狋犪

犘犺狅狋狅狀犻犮犪犛犻狀犻犮犪，２００７，３６（４）：５７７５８０．
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，２００７，３６（４）：５７７５８０．

［８］　ＨＯＯＧＥＦＮ．Ｔｈｅｒｅｌａｔｉｏｎｂｅｔｗｅｅｎ１／犳ｎｏｉｓｅａｎｄｎｕｍｂｅｒｏｆ

ｅｌｅｃｔｒｏｎｓ［Ｊ］．犘犺狔狊犻犮犪犅犆狅狀犱犲狀狊犲犱犕犪狋狋犲狉，１９９０，１６２（３）：

３４４３５２．

［９］　ＢＡＯＪｕｎｌｉｎ，ＺＨＵＡＮＧＹｉｑｉ，ＤＵＬｅｉ，犲狋犪犾．Ａｍｏｄｅｌｆｏｒ１／

犳ｎｏｉｓｅｉｎｏｐｔｏｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｃｏｕｐｌｅｄｄｅｖｉｃｅｓ［Ｊ］．犃犮狋犪犘犺狅狋狅狀犻犮犪

犛犻狀犻犮犪，２００５，３４（９）：１３５９１３６２．
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，２００５，３４（９）：１３５９１３６２．

［１０］　ＺＨＡＮＧ Ｓｈｕａｎｇ，ＧＵＯ Ｓｈｕｘｕ，ＧＡＯ Ｆｅｎｇｌｉ，犲狋犪犾．

Ｉｎｖｅｓｔｉｇａｔｉｏｎｏｎ１／犳ｎｏｉｓｅｐｅａｋａｎｄｉｔｓｍｅｃｈａｎｉｓｍｏｆｌａｓｅｒ

ｄｉｏｄｅｓ［Ｊ］．犑狅狌狉狀犪犾狅犳犗狆狋狅犲犾犲犮狋狉狅狀犻犮狊·犔犪狊犲狉，２００８，１９（９）：

１１７０１１７２．
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，２００８，１９（９）：１１７０１１７２．

［１１］　ＣＨＥＮ Ｘ Ｙ，ＰＥＤＥＲＳＥＮ Ａ，ＨＥＬＬＥＳ Ｏ Ｇ，犲狋犪犾．

Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｎｏｉｓｅｏｆｌａｓｅｒｄｉｏｄｅｓｍｅａｓｕｒｅｄｏｖｅｒａｗｉｄｅｒａｎｇｅｏｆ

ｂｉａｓｃｕｒｒｅｎｔｓ［Ｊ］．犕犻犮狉狅犲犾犲犮狋狉狅狀犻犮狊犚犲犾犻犪犫犻犾犻狋狔，２０００，４０

（１１）：１９２５１９２８．

［１２］　ＰＡＲＫＳＪ，ＪＥＯＮＤＹ，ＡＨＮＳＥ，犲狋犪犾．Ｓｔａｔｉｃｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ

ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｚａｔｉｏｎａｎｄｌｏｗｆｒｅｑｕｅｎｃｙｎｏｉｓｅｏｆａＩｎＨｆＺｎＯｔｈｉｎ

ｆｉｌｍｔｒａｎｓｉｓｔｏｒｓ［Ｊ］．犜犺犻狀犛狅犾犻犱犉犻犾犿狊，２０１３，５４８（１２）：５６０

５６５．

［１３］　ＧＡＯＦｅｎｇｌｉ，ＧＵＯＳｈｕｘｕ，ＣＡＯＪｕｎｓｈｅｎｇ，犲狋犪犾．Ｔｈｅ

ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｏｆｌｏｗｆｒｅｑｕｅｎｃｙｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｎｏｉｓｅｉｎｈｉｇｈｐｏｗｅｒ

ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒｌａｓｅｒｄｉｏｄｅｓａｔｌｏｗｂｉａｓｃｕｒｒｅｎｔｓ［Ｊ］．犑狅狌狉狀犪犾

狅犳犗狆狋狅犲犾犲犮狋狉狅狀犻犮狊·犔犪狊犲狉，２００８，１９（４）：４４９４５２．
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［１４］　ＨＯＯＧＥＦＮ．１／犳ｎｏｉｓｅｓｏｕｒｃｅｓ［Ｊ］．犐犈犈犈犜狉犪狀狊犪犮狋犻狅狀狊狅狀

犈犾犲犮狋狉狅狀犇犲狏犻犮犲狊，２００４，４１（１１）：１９２６１９３５．

［１５］　ＫＬＥＩＮＰＥＮＮＩＮＧＴＧ Ｍ．１／犳ｎｏｉｓｅｉｎｐｎｊｕｎｃｔｉｏｎｄｉｏｄｅｓ

［Ｊ］．犑狅狌狉狀犪犾狅犳犞犪犮狌狌犿犛犮犻犲狀犮犲牔 犜犲犮犺狀狅犾狅犵狔犃犞犪犮狌狌犿

犛狌狉犳犪犮犲狊牔犉犻犾犿狊，１９８５，３（１）：１７６１８２．

［１６］　ＣＨＥＮＸＹ，ＰＥＤＥＲＳＥＮＡ，ＲＨＥＥＮＥＮＡＤＶ．Ｅｆｆｅｃｔｏｆ

ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ ａｎｄ ｔｈｅｒｍａｌ ｓｔｒｅｓｓ ｏｎ ｌｏｗｆｒｅｑｕｅｎｃｙ ｎｏｉｓｅ

ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓ ｏｆ ｌａｓｅｒ ｄｉｏｄｅｓ ［Ｊ］． 犕犻犮狉狅犲犾犲犮狋狉狅狀犻犮狊

犚犲犾犻犪犫犻犾犻狋狔，２００１，４１（１）：１０５１１０．

［１７］　ＷＯＲＮＥＬＬＧ，ＯＯＯＥＮＨＥＩＭ ＡＶ．Ｓｉｇｎａｌｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇｗｉｔｈ

ｆｒａｃｔａｌｓ：ａ ｗａｖｅｌｅｔｂａｓｅｄａｐｐｒｏａｃｈ［Ｊ］．犑狅狌狉狀犪犾狅犳狋犺犲

犃犮狅狌狊狋犻犮犪犾犛狅犮犻犲狋狔狅犳犃犿犲狉犻犮犪，１９９９，１０５（１）：１８１８．

［１８］　ＷＵ Ｃ Ｍ，ＹＡＮＧ Ｅ Ｓ．Ｃｕｒｒｅｎｔｓｕｐｐｒｅｓｓｉｏｎｉｎｄｕｃｅｄｂｙ

ｃｏｎｄｕｃｔｉｏｎｂａｎｄｄｉｓｃｏｎｔｉｎｕｉｔｙｉｎ Ａｌ０．３５Ｇａ０．６５ＡｓＧａＡｓＮｐ

ｈｅｔｅｒｏｊｕｎｃｔｉｏｎｄｉｏｄｅｓ［Ｊ］．犑狅狌狉狀犪犾狅犳 犃狆狆犾犻犲犱 犘犺狔狊犻犮狊，

１９８０，５１（４）：２２６１２２６３．

　　犉狅狌狀犱犪狋犻狅狀犻狋犲犿：ＴｈｅＹｏｕｎｇＳｃｉｅｎｔｉｓｔｓＦｕｎｄｏｆｔｈｅＮａｔｉｏｎａｌＮａｔｕｒａｌＳｃｉｅｎｃｅＦｏｕｎｄａｔｉｏｎｏｆＣｈｉｎａ（Ｎｏ．６１２０４０５５），ｔｈｅＮａｔｉｏｎａｌｋｅｙ

ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔａｎｄｅｑｕｉｐｍｅｎｔｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ（Ｎｏ．２０１１ＹＱ０４００７７），ｔｈｅＹｏｕｎｇＳｃｉｅｎｃｅａｎｄｒｅｓｅａｒｃｈＦｕｎｄｏｆＳｃｉｅｎｃｅａｎｄＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ

ＤｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔＰｒｏｇｒａｍｏｆＪｉｌｉｎＰｒｏｖｉｎｃｅ，Ｃｈｉｎａ （Ｎｏ．２０１３０５２２１８８ＪＨ），ｔｈｅＮａｔｕｒａｌＳｃｉｅｎｃｅＦｏｕｎｄａｔｉｏｎｏｆＳｃｉｅｎｃｅａｎｄＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ

ＤｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔＰｒｏｇｒａｍｏｆＪｉｌｉｎＰｒｏｖｉｎｃｅ（Ｎｏ．２０１４０１０１１７５ＪＣ）
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